Krystalograficka textura pod rentgenem:
Od 2D difrakce k mechanismum plastické
deformace

Vedouci: RNDr. Jan Capek, Ph.D.
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Textura, tedy krystalograficka orientace jednotlivych zrn v materialu, vyrazneé ovliviuje
mechanické vlastnosti kovovych materiald. V nékterych materialech (napf. oceli, slitiny
Ti), dochazi béhem plastické deformace k vyznamné zméné textury, jez je Uzce spjata s
aktivaci specifickych deformac¢nich mechanism, jako je dvojc¢aténi nebo TRIP efekt.

Tento projekt se zamérfuje na vyhodnoceni vyvoje textury béhem tahovych a tlakovych
zkouSek pomoci analyzy 2D synchrotronovych difrakénich dat. Difrak&ni zaznamy byly
pofizeny v DESY photon science center a budou vyhodnoceny pomoci programu GSAS-
II. 2D difrakéni zaznamy budou integrovany do klasickych dat intenzit v zavislosti na uhlu
20 pro rlizné azimutalni sméry. Nasledné bude provedena analyza vyvoje textury v
prabéhu deformace.

Resitel/ka se v rdmci projektu seznami s pokro&ilymi metodami vyhodnoceni difrakénich
zdaznamU. Na zakladé vystupl ze studentského projektu je mozné pfipravit téma pro

bakalarskou/diplomovou praci.
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Obrazek 1 Postup vyhodnoceni zmény textury béhem deformace z dat ze synchrotronu.



